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1 Prace na stereomikroskopu

Na stereomikroskopu jsme pozorovali Cip s integrovanym obvodem
(obrdzek 1 na strané 2), P-N pfechod LED diody (obrdzky 2 na strané 3) a
také laserovou diodu (4 na strané 4).
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Obrézek 1: Fotografie integrovaného obvodu ze stereomikroskopu
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Obrazek 2: Fotografie P-N pfechodu LED diody

Obrézek 3: Fotografie P-N pfechodu LED diody
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Obrézek 4: Fotografie laserové diody
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2 Prace na interferencnim mikroskopu

Seznadmili jsme se s ovladdnim interferenéniho mikroskopu. Zobrazili jsme
si kapku vody (na obrazku 7).
Naésledné jsme vyfotografovali tenkou vrstvu, resp. schodek
napafenych tenkych vrstev (viz. obrazky 8 a 9 na strané 7).
Tato ndm vysla rovna
t=115,2nm

2.1 Pro¢ pozorujeme pravé takovy kontrast na obraz
pfedmétu na obrazcich 7, 8 a 9?

Obrazek 7 Nehomogenni pole mé za nasledek duhové pozadi. Zbarveni
vlastnich vyfotografovanych kapek je ddno interferenci vin v mikroskopu.
Tento snimek nemd vysokou vypovidaci hodnotu, nebof byl piilozen
pouze, aby demonstroval pravé nehomogenitu pole.

Obrazek 8 Ony prouzky na obrazku 8 jsou dany naklopenim vlno-
plochy a tim vzniklych interferen¢nich prouzkt. Pozadi je néasledné
osvétleno homogennim polem. Sitka schodku, ktery je vidét, je dan ve-
likosti rozstépent.

Obrazek 9 Fotografie vznikla stejnym zptisobem jako fotografie 8 pouze
s tim rozdilem, Ze dily barevnému filtru je propustén jen velice maly inter-
val vlnovych délek. Diky tomuto filtru jsou tedy vidét velice dobfe minima
a maxima. .. neni tedy vidét Zadné pfechody, jako je tomu na 8.

Pro¢ na obr. 3 je fotodioda vidét dvakrat? Dtivod je prostym: jina
optickd hustota - jiny index lomu - na rozhrani uméla hmota, ve které je
fotodioda zalit4, a vzduch. Stejny jev nastdva naptiklad pfi vhozeni mince
do sklenice s vodou, pficemz plati n sin a« = ng sin 8. Schéma je na obrazku

(6).
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Obrazek 6: Schéma k obrazku 3
Detektor - CCD prvek ve fotoaparatu

Cocka fotoaparatu
pred CCD

Rovina CCD
ve fotoaparatu

Vzduch
n0

Zdroj

Uméla hmota
n

Obrézek 7: Kapka vyfotografovand na interferenénim mikroskopu
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Obréazek 8: Schodek napafenych tenkych vrstev

Obrézek 9: Schodek napafenych tenkych vrstev - barevny filtr
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